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FOREWORD 

This amendment has been prepared by IEC technical committee 111: Environmental 
standardization for electrical and electronic products and systems. 

The text of this amendment is based on the following documents: 

CDV Report on voting 

111/414/CDV 111/431/RVC 

 
Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report 
on voting indicated in the above table.  

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will 
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under 
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the 
publication will be  

• reconfirmed, 

• withdrawn, 

• replaced by a revised edition, or 

• amended. 

 

1 Scope 

Delete, in the second sentence of the second paragraph, the words "cold cathode". 

 

5.1 General 

Add, at the end of the subclause, the following new text: 

Warning: Analytical experts need to investigate the matrix effect or possible 
interferences of the phosphor to choose the appropriate conditions. 

 

6 Sampling and test portion 

Replace the existing third paragraph with the following new text: 

For the sample preparation of mercury in fluorescent lamps, follow the instructions given in 
IEC 62554. 

 

8.1 General 

Add, before the NOTE, the following new text: 
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"CV-AAS" is the preferred method due to its sensitivity and ease of use for fluorescent lamps. 

 

9 Calculation 

Replace the existing text and formula with the following new text and formulae: 

The concentration measured in 8.3 is the concentration of mercury in the sample solution. The 
total amount of mercury in the sample is calculated from Formula (1): 

 mHg = (A1 – A2) x V1Hg x D  (1) 

where 
mHg  is the total (absolute) amount of mercury in the sample in mg;  
V1Hg is the total volume of the original sample solution in l;  
D is the diluting factor after diluting the original sample solution;  
A1 is the concentration of Hg in the sample solution in mg/l;  
A2 is the concentration of Hg in the reagent blank solution in mg/l;  

The total concentration of mercury in the sample is calculated from Formula (2): 

 DV
M

AAC ××
−

= Hg
43

Hg 2)(  (2) 

where  
CHg  is the total concentration of Hg in the sample in µg/g; 
V2Hg  is the total volume of the original sample solution in ml; 
D is the diluting factor after diluting the original sample solution; 
A3 is the concentration of Hg in the sample solution in mg/l; 
A4 is the concentration of Hg in the reagent blank solution in mg/l; 
M is the mass of the original/complete sample in g. 

 

___________ 
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AVANT-PROPOS 

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 111 de l'IEC: Normalisation 
environnementale pour les produits et les systèmes électriques et électroniques. 

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants: 

CDV Rapport de vote 

111/414/CDV 111/431/RVC 

 
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant 
abouti à l'approbation de cet amendement. 

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera 
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous 
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, 
la publication sera  

• reconduite, 

• supprimée, 

• remplacée par une édition révisée, ou 

• amendée. 

 

1 Domaine d'application 

Supprimer, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les termes "à cathode froide". 

 

5.1 Généralités 

Ajouter, à la fin du paragraphe, le nouveau texte suivant: 

Avertissement: ll est nécessaire que les experts analytiques recherchent les effets de 
matrice ou les éventuelles interférences du phosphore, afin de choisir les conditions 
appropriées. 

 

6 Échantillonnage et prise d'essai 

Remplacer le troisième alinéa existant par le nouveau texte suivant: 

Pour la préparation des échantillons de mercure dans les lampes fluorescentes, se conformer 
aux instructions figurant dans l'IEC 62554. 

 

8.1 Généralités 

Ajouter, avant la NOTE, le nouveau texte suivant: 
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La "CV-AAS" est la méthode préférentielle du fait de sa sensibilité et de sa facilité d'utilisation 
pour les lampes fluorescentes. 

 

9 Calcul 

Remplacer le texte et la formule existants par le nouveau texte et les formules ci-après: 

La concentration mesurée en 8.3 est la concentration de mercure dans la solution 
d'échantillon. La quantité totale de mercure dans l'échantillon est calculée à partir de la 
Formule (1): 

 mHg = (A1 – A2) x V1Hg x D  (1) 

où 
mHg  est la quantité (absolue) totale de mercure dans l'échantillon en mg; 
V1Hg est le volume total de la solution d'échantillon initial en l; 
D est le facteur de dilution après dilution de la solution d'échantillon initial; 
A1 est la concentration de Hg dans la solution d'échantillon, en mg/l; 
A2 est la concentration de Hg dans la solution à base de réactif témoin, en mg/l; 

La concentration totale de mercure dans l'échantillon est calculée à partir de la Formule (2): 

 DV
M

AAC ××
−

= Hg
43

Hg 2)(  (2) 

où 
CHg est la concentration totale de Hg dans l'échantillon en µg/g; 
V2Hg est le volume total de la solution d'échantillon initial en ml; 
D est le facteur de dilution après dilution de la solution d'échantillon initial; 
A3 est la concentration de Hg dans la solution d'échantillon, en mg/l; 
A4 est la concentration de Hg dans la solution à base de réactif témoin, en mg/l; 
M correspond à la masse de l'échantillon initial/complet en g. 

 

___________ 
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